IIWCHh | wyDZz1AE CHEMII
Qi— UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Warszawa, dnia 2017 -08-09..

Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z pézf.zm.),
zwanej dalej Ustawg, na: ,Dostawa i instalacja intensywnego Zrédla promieniowania
rentgenowskiego typu ‘microfocus’ do dyfraktometru niskokatowego (kompatybilnego z

urzadzeniem Bruker Nanostar)” Nr 120/9/2017.

Informujemy, ze wplyng wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamé6wienia:

Whiosek:
1. Dotyczy,,Opis przedmiotu zamdéwienia” punkt 1:

,»...dostawa intensywnego zrédla promieniowania rentgenowskiego typu ‘microfocus’
wraz z odpowiednim zasilaczem wysokonapiegciowym i niezbedng optyka
rentgenowskg...”

a) Czyzamawiajacy moze zagwarantowaé, ze odlgczenie obecnie dzialajacego systemu
zasilania wysokiego napigcia nie bgdzie wigzalo si¢ z problemami w dzialaniu
pozostatych komponentéw systemu — nie objetych warunkami niniejszego przetargu?
Czy odlaczenie zasilania wysokiego napigcia zostanie przez pozostalg czgsc systemu
zignorowane czy bedzie traktowane jako blad uniemozliwiajacy poprawne dzialanie
czgsei systemu Nanostar nie objgtej warunkami niniejszego przetargu?

b) Czyzamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odbycia wizyty i ogledzin systemu Nanostar
w celu stwierdzenia jak pozostala czes¢ systemu Nanostar reaguje na odlaczenie
zasilania wysokiego napiecia?

c) Czyzamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ odbycia wizyty i ogledzin systemu Nanostar
w celu odnalezienia i zbadania funkcjonowania sygnatu sterujagcego migawka zZrédta
(shutter).

2. Zwracamy si¢ z prosba o zmian¢ zapiséw SIWZ z punkcie: ,,Opis przedmiotu
zamdwienia” w nast¢pujacych stwierdzeniach:

a) 1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa intensywnego zrédla promieniowania
rentgenowskiego typu  ‘microfocus’ wraz z odpowiednim zasilaczem
wysokonapigciowym 1 niezbedng optyka rentgenowska do wskazanego przez
Zamawiajgcego pomieszczenia na terenie Wydzialu Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego, jego instalacja w dyfraktometrze niskokatowym Nanostar-U firmy
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Bruker, uruchomienie oraz przeprowadzenie testu poprawnosci dzialania wraz ze
szkoleniem 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zwracamy si¢ z prosbg o dodanie do opisu stwierdzenia: ,,...instalacja w
dyfraktometrze niskokatowym Nanostar-U firmy Bruker, uruchomienie oraz
przeprowadzenie testu poprawnosci dzialania dostarczonego zZrédia typu
‘microfocus’ wraz ze szkoleniem...”

2. Instalacja nowego zrédla musi obejmowac integracje z ukiadami bezpieczenstwa
dyfraktometru Nanostar-U a takze justowanie dyfraktometru i pomiary testowe, np.
dla behenatu srebra. Jezeli oferowane zrédto wymaga uktadu chlodzenia musi on by¢
czgscig oferowanego zestawu.

Zwracamy si¢ z prosba o usunigcie z tego punktu stwierdzenia ,,a takze justowanie
dyfraktometru i pomiary testowe, np. dla behenatu srebra.”

Prosba o zmiany w podpunktach a i b motywowana jest faktem, ze jako dostawca
zrédla typu ,microfocus” jesteSmy odpowiedzialni za parametry promienia
wychodzacego z tego zrédta.

Nie mozemy odpowiada¢ za pomiary testowe zalezne od pozostatych komponentéw
systemu Nanostar - na ktére nie mamy wplywu. Ponadto, jako ze nie jesteSmy
producentem ani dystrybutorem systemu Nanostar, nie mozemy podjac¢ si¢
justowania dyfraktometru.

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o usunigcie podpunktéw ze Szczegblowego opisu
parametréw technicznych:

4.3 Rozmiar wigzki na prébce: $rednica nie wieksza niz 600 pm

4.4 Rozmiar wigzki na detektorze (przy odleglosci prébka — detektor 68 cm):
Srednica nie wigksza niz 3 mm (rozmiar uzywanego ‘beam-stopera’)

Prosba ta motywowana jest faktem, ze jako dostawca zrédia typu ,,microfocus”
jesteSmy odpowiedzialni za parametry promienia wychodzacego z tego zrédia.
Wiazka docierajgca do prébki i do detektora uzalezniona jest od komponentéw
systemu Nanostar na ktére nie mamy wplywu i nie mozemy odpowiada¢ za ich
wydajnos¢, jako ze nie jesteSmy producentem ani dystrybutorem systemu Nanostar.

Odpowiadamy:

Ad. 1. a)

Odlaczenie obecnego generatora wysokiego napigcia oraz lampy rentgenowskiej
wraz z optyka nie powinno wplynac¢ na dziatanie pozostatych elementéw systemu o
ile zostanie przeprowadzone razem z modyfikacja czujnikéw systemu
zabezpieczen.

Ad. 1.b) Tak, w celu uzgodnienia terminu prosz¢ o kontakt z Ewa Goérecka,

Ad. l.¢c)

gorecka@chem.uw.edu.pl lub Damianem Pociechg, pociu@chem.uw.edu.pl.
Tel.: 225526764

Tak, w celu uzgodnienia terminu prosze¢ o kontakt z Ewag Gorecka,
gorecka@chem.uw.edu.pl lub Damianem Pociechg, pociu@chem.uw.edu.pl.
Tel.: 225526764
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Ad. 2. a) Nie wyrazamy zgody — przedmiotem zamdéwienia jest dostawa i instalacja zrédla w
konkretnym, sprawnie dzialajagcym aparacie, zatem test koncowy musi obejmowac
sprawdzenie poprawnosci dziatania calego systemu.

Ad. 2. b) Nie wyrazamy zgody na modyfikacj¢, przedmiotem zaméwienia jest nowe zrédlo
promieniowania wraz z niezbedng optyka wiazki pierwotnej ktére musi byc
zintegrowane z calym aparatem a przeprowadzenie justowania wigzki i testéw
dzialania sg niezbedne by stwierdzi€ czy Zrédio zostalo zainstalowane prawidtowo.

Ad. 2. ¢) Nie wyrazamy zgody na modyfikacj¢ — wymiana Zrédla obejmuje takze wymiang
elementow optyki wiazki pierwotnej, tak wigc dostawca jest odpowiedzialny za
takg konfiguracje ktéra zapewni pozadane parametry wigzki (okreslone w SIWZ).
Poza elementami optyki wigzki pierwotnej (podlegajacymi modyfikacji w ramach
niniejszego przetargu) w systemie nie ma innych elementéw mogacych wplywac na
parametry wigzki rentgenowskiej docierajgcej do prébki i do detektora.

Informujemy:

Dzialajac na podstawie art. 38 ust 6 Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert, w
zwigzku z czym Zamawiajacy zmienia art. 11 § 1 ust 1 pkt 2) lit a) SIWZ:

bylo:

Oferte nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajgcego - w Dziale Administracji Wydziatu Chemii
ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie pdziniej niz do dnia 17.08.2017 r. do godziny
11:45.

jest:

Oferte nalezy sktadaé w siedzibie zamawiajgcego - w Dziale Administracji Wydziatu Chemii
ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie pézniej niz do dnia 29.08.2017 r. do godziny
11:45.

oraz zmienia art. 11 § 2 ust 1 SIWZ:
byto:

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie prowadzqcego przetarg - w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziatu Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 17.08.2017 r.
o godz. 12.00

jest:

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie prowadzgcego przetarg - w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziatu Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 29.08.2017 r.
o godz. 12.00.

Pozostate warunki pozostaja bez zmian.
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